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Este documento se proporciona a los clientes que han adquirido un equipo
SCIEX, para que lo usen durante el funcionamiento de dicho equipo SCIEX.
Este documento está protegido por derechos de propiedad y queda estrictamente
prohibida cualquier reproducción total o parcial, a menos que SCIEX lo autorice
por escrito.
El software que se describe en este documento se proporciona bajo un acuerdo
de licencia. Está legalmente prohibida la copia, modificación o distribución
del software en cualquier medio, a menos que se permita específicamente
en el acuerdo de licencia. Además, es posible que el acuerdo de licencia
prohíba igualmente desensamblar, realizar operaciones de ingeniería inversa o
descompilar el software con cualquier fin. Las garantías son las indicadas en ese
documento.
Algunas partes de este documento pueden hacer referencia a otros fabricantes o
sus productos, que pueden contener piezas cuyos nombres se han registrado
como marcas comerciales o funcionan como marcas comerciales de sus
respectivos propietarios. El uso de dichos nombres en este documento pretende
únicamente designar los productos de esos fabricantes suministrados por SCIEX
para la incorporación en su equipo y no supone ningún derecho o licencia de uso,
ni permite a terceros el empleo de dichos nombres de productos o fabricantes
como marcas comerciales.
Las garantías de SCIEX están limitadas a aquellas garantías expresas
proporcionadas en el momento de la venta o licencia de sus productos, y son
representaciones, garantías y obligaciones únicas y exclusivas de SCIEX. SCIEX
no ofrece otras garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, incluyendo, entre
otras, garantías de comercialización o adecuación para un fin específico, ya se
deriven de un estatuto, cualquier tipo de legislación, uso comercial o transcurso
de negociación; SCIEX rechaza expresamente todas estas garantías y no asume
ninguna responsabilidad, general o accidental, por daños indirectos o derivados
del uso por parte del comprador o por cualquier circunstancia adversa derivada
de este.
Se trata de un sistema para uso diagnóstico in vitro. Producto(s) no
disponible(s) en todos los países. Para obtener más información, póngase en
contacto con el representante de ventas local o consulte sciex.com/diagnostics.
Rx only.
Las marcas comerciales o marcas registradas aquí mencionadas, incluidos
sus correspondientes logotipos, son propiedad de AB Sciex Pte. Ltd. o sus
respectivos propietarios, en Estados Unidos y algunos otros países (consulte
sciex.com/trademarks).
AB Sciex™ se usa bajo licencia.
© 2022 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.

Leica Microsystems CMS GmbH
Ernst-Leitz-Strasse 17-37
35578 Wetzlar
Germany
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Configuración de seguridad 1
Figura 1-1: Cuadro de diálogo de configuración de seguridad: pestaña de proyectos

Elemento Etiqueta

1 Proyectos

• Instrumento API

• Predeterminado

• Ejemplo

2 Usuarios

3 Visores remotos
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Elemento Etiqueta

4 Instrumento API

• Ruta raíz: <unidad>:\Analyst Data\Projects\API Instrument

• Descripción: Instrumento API

• Ver/Editar derechos de acceso

Predeterminado (cuando se selecciona Default)

• Ruta raíz: <unidad>:\Analyst Data\Projects\API Instrument

• Descripción: Predeterminado

• Ver/Editar derechos de acceso

Ejemplo (cuando se selecciona Example)

• Ruta raíz: <unidad>:\Analyst Data\Projects\Example

• Descripción: Ejemplo

• Ver/Editar derechos de acceso

5 Imprimir

6 Más

7 Aceptar

8 Cancelar

9 Aplicar

10 Ayuda

Configuración de seguridad
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Figura 1-2: Cuadro de diálogo de configuración de seguridad: pestaña de usuarios

Elemento Etiqueta

1 nombre-red\administrador

nombre-red\nombre.usuario

2 Nuevo usuario

3 Eliminar

4 Persona/Administrador

• Nombre completo:

• Descripción: Cuenta integrada para administrar el ordenador/dominio

5 Funciones seleccionadas

• Administrador
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Elemento Etiqueta

6 Añadir

7 Quitar

8 Funciones disponibles

• Analista

• Operador

• Usuario final

• Revisor QA

• Supervisor

Figura 1-3: Cuadro de diálogo de configuración de seguridad: pestaña de visores
remotos
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Elemento Etiqueta

1 Disponible

2 Añadir

3 Eliminar

4 Instrumento

• Nombre:

• Dominio:

• Ordenador:

• Ubicación:

• Descripción:
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Figura 1-4: Cuadro de diálogo de configuración de seguridad: pestaña de visores
remotos

Elemento Etiqueta

1 Funciones

2 Funciones

• Administrador

• Analista

• Operador

• Usuario final

• Revisor QA

• Supervisor

3 Nueva función
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Elemento Etiqueta

4 Eliminar

5 Función

• Descripción: Administrador del sistema

• Acceso a Analyst

• Método de adquisición

• Aplicación Analyst

• Gestor de pistas de auditoría

• Batch

• Base de datos de compuestos

• Explorar

• ExpressView

• Configuración de hardware

• Cuantificación

• Editor de plantillas de informes

• Cola de muestras

• Configuración de seguridad

• Ajuste

• Ver estado

6 Deshabilitar

7 Personas con esta función:

• nombre-red\administrador

• nombre-red\nombre.usuario

8 Imprimir

9 Ocultar

10 Aceptar

11 Cancelar

12 Aplicar

13 Ayuda
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Figura 1-5: Cuadro de diálogo de configuración de seguridad: pestaña de seguridad

Elemento Etiqueta

1 Seguridad

2 Seguridad Modo

• Modo de usuario único

• Modo mixto

• Modo integrado

3 Cuenta de adquisición

• Cuenta del cliente

• Cuenta de administrador de adquisición especial

Cuenta de adquisición de equipos
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Figura 1-6: Cuadro de diálogo de configuración de seguridad: pestaña de seguridad
(con el modo mixto seleccionado)

Eleme
nto

Etiqueta

1 Modo mixto

2 Bloqueo de pantalla / Cierre de sesión automático

• Bloqueo de pantalla

• Cierre de sesión automático

• En espera: _ minutos

• En espera: _ minutos
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Figura 1-7: Cuadro de diálogo la Aplicación Analyst está bloqueada

Elemento Etiqueta

1 La aplicación Analyst está en uso y se ha bloqueado.

2 Solo el usuario actual, el supervisor y un administrador pueden bloquear
o cerrar esta aplicación.

3 Usuario

4 Contraseña

5 DESBLOQUEAR

6 CERRAR SESIÓN

7 AYUDA

Configuración de seguridad
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Figura 1-8: Gestor de pistas de auditoría

Elemento Etiqueta

1 Datos de pista de auditoría

• Instrumento

• Proyectos

• Tablas de resultados

• Consola de administrador

• Archivos de almacenamiento

2 Datos de pista de auditoría

El software Analyst agrupa los eventos auditados por instrumento,
proyecto y cuantificación en pistas de auditoría, que son archivos que
contienen registros de dichos eventos auditados.

3 Pista de auditoría del instrumento

Solo hay una pista de auditoría de instrumento para cada estación de
adquisición. Registra los elementos agregados o reemplazados en las
tablas de resolución o calibración de masas y las entradas realizadas en
el registro de mantenimiento del instrumento.
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Elemento Etiqueta

4 Pista de auditoría del proyecto

Cada proyecto tiene una pista de auditoría del proyecto, que registra los
eventos del proyecto, los datos, los métodos, el lote, el ajuste, la plantilla
de informe y los archivos de cuantificación, así como la apertura y el
cierre del módulo y eventos de impresión.

5 Pista de auditoría de cuantificación

Hay una pista de cuantificación para cada tabla de resultados. Registra
el método de cuantificación y los parámetros, además de la información
sobre la muestra y los picos.

6 Pista de auditoría de la consola de administrador

A cada servidor de la consola Administrator Console le corresponde una
pista de auditoría. Si el software Analyst está conectado al servidor,
esta pista de auditoría será visible. En esta pista se registran los
cambios realizados en la configuración de seguridad, como la adición
o eliminación de usuarios.

7 • Para ver una pista de auditoría del instrumento, haga clic en
Instrument.

• Para ver una pista de auditoría de proyecto, expanda Projects y haga
clic en el proyecto que desee.

• Para ver una pista de auditoría de cuantificación, expanda Results
Tables, expanda el proyecto correspondiente y, a continuación, haga
clic en la Results Table que desee.

• Para ver la pista de auditoría de la consola del administrador, haga
clic en Administrator Console.

• Para ver una pista de auditoría archivada, expanda Archive Files y, a
continuación, expanda el proyecto correspondiente y haga clic en la
auditoría archivada que desea ver.
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Figura 1-9: Pestañas de gestor de pistas de auditoría, instrumento, historial

Elemento Etiqueta

1 Historial

2 Configuración

3 Registro de mantenimiento

4 Anterior

5 Siguiente

6 Buscar

7 Pista de auditoría del instrumento para: Instrumento API

8 Nombre de archivo: <unidad>:\Analyst Data\Projects\API
Instrument\Project Information\Instrument.atd

9 Fecha del informe

10 Número de registros: _ Total

11 Registro

12 Fecha y hora

13 Nombre de usuario

14 Nombre completo del usuario

15 Módulo
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Elemento Etiqueta

16 Motivo del cambio

17 Descripción del cambio

18 ESig

19 Historial

Figura 1-10: Pestañas de gestor de pistas de auditoría, instrumento, ajustes

Elemento Etiqueta

1 Configuración

Configuración de seguridad
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Elemento Etiqueta

2 Mapas de auditoría disponibles

• Mapa de auditoría

• Mapa de auditoría predeterminado

• Mapa de auditoría completo

• No hay mapa de auditoría

• Mapa de auditoría solo de eventos de cuantificación

• Mapa de auditoría silencioso

• Modificado

3 Descripción de mapa de auditoría

• Mapa de auditoría predeterminado

4 Editar

5 Aplicar

6 Ayuda
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Figura 1-11: Pestañas de gestor de pistas de auditoría, instrumento, registro de
mantenimiento

Elemento Etiqueta

1 Registro de mantenimiento

2 Formulario de entradas del registro de mantenimiento de instrumentos

Introduzca la información referente al mantenimiento del instrumento en
este formulario. Cuando termine, pulse el botón "Submit" para guardar
este informe en la pista de auditoría del instrumento. Puede revisar o
imprimir el informe en cualquier momento seleccionando View/Audit Trail
Manager/Audit Trail Data/Instrument History.
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Elemento Etiqueta

3 Mapas de auditoría disponibles

• Realizada por

• Organización que realiza el mantenimiento

• Calibración de masas actualizada: Sí; No

• Resolución de masas actualizada: Sí; No

• Firmware del instrumento actualizado: Sí; No

• Versión

• Piezas reemplazadas: Sí; No

• Lista de piezas

• Mantenimiento completado: Sí; No

• Comentario

4 Enviar

Figura 1-12: Proyectos

Elemento Etiqueta

1 Proyectos

• Instrumento API

• Predeterminado

• Ejemplo
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Elemento Etiqueta

2 Proyectos

Cuando se crea un proyecto, los mapas de auditoría, incluido el mapa
de auditoría activo, se copian desde el proyecto predeterminado. En el
proyecto nuevo puede modificar el mapa de auditoría activo o aplicar
uno nuevo.

• Para trabajar con una pista de auditoría de proyecto, expanda
Projects y haga clic en el proyecto que desee. Lleve a cabo una de
las siguientes tareas:

• Para ver una pista de auditoría del proyecto, haga clic en la
pestaña History.

• Para aplicar un mapa de auditoría nuevo, haga clic en la pestaña
Settings.

Figura 1-13: Tablas de resultados

Elemento Etiqueta

1 Tablas de resultados

• Instrumento API

• Predeterminado

• Ejemplo

Configuración de seguridad
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Elemento Etiqueta

2 Tablas de resultados

Al crear una tabla de resultados, el mapa de auditoría activo se guarda
en el archivo de la tabla de resultados para utilizarlo con la pista de
auditoría de cuantificación. Los cambios adicionales realizados en la
tabla de resultados se auditan conforme a ese mapa de auditoría.

• Para ver una pista de auditoría de cuantificación, expanda la carpeta
Results Tables, expanda la carpeta del proyecto correspondiente y,
a continuación, haga clic en el archivo Results Table que desee ver.
Realice una de las siguientes acciones:

• Para ver una pista de auditoría de cuantificación, haga clic en la
pestaña History.

• Para ver el mapa de auditoría utilizado con esta pista de auditoría
de cuantificación, haga clic en la pestaña Settings.

Figura 1-14: Consola de administrador

Elemento Etiqueta

1 Consola de administrador

2 Pista de auditoría para: Servidor de la consola de administrador

3 Nombre de archivo: Administrator Console Audit Map.cam
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Figura 1-15: Archivos de almacenamiento

Elemento Etiqueta

1 Archivos de almacenamiento

Los registros de auditoría se almacenan en los archivos de pistas de
auditoría del instrumento y del proyecto y pueden crear archivos de gran
tamaño difíciles de consultar y gestionar.

Cuando los archivos de pistas de auditoría del instrumento o del
proyecto alcanzan los 1000 registros, se agrega un registro final en el
que se indica que el archivo se ha archivado. La pista de auditoría
se guarda automáticamente en la carpeta Project Information y se le
asigna un nombre que indica el tipo de pista de auditoría del que se
trata, junto con la fecha y la hora. Por ejemplo, un nombre de archivo
llamado PAT-Archive-200012311923.ata, es un archivo de datos de pista
de auditoría de proyecto, archivado el 31 de diciembre de 2000 a las
7:23 p.m. Se inicia una pista de auditoría de instrumento o una pista de
auditoría de proyecto. El primer registro de la nueva pista de auditoría
proporciona la ruta de la pista de auditoría archivada.
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Configuración de hardware 2
Figura 2-1: Editor de configuración de hardware

Elemento Etiqueta

1 Perfiles de hardware

2 Nuevo perfil

3 Editar perfil

4 Eliminar Perfil

5 Activar perfil (Desactivar perfil)

6 Dispositivos disponibles

7 Cerrar

8 Ayuda
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Figura 2-2: Crear nuevo perfil de hardware

Elemento Etiqueta

1 Nombre de perfil

2 Dispositivos en perfil actual

3 Añadir Dispositivo

4 Eliminar Dispositivo

5 Configurar dispositivo

6 Aceptar

7 Cancelar

Configuración de hardware
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Figura 2-3: Dispositivos disponibles

Elemento Etiqueta

1 Tipo de dispositivo

2 Espectrómetro de masas

Bomba

Procesador de muestras automático

Horno de columna

Válvula

Detector

Conversor A/D

Sistema integrado

Aplicación de software

3 Aceptar

Configuración de hardware
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Elemento Etiqueta

4 Cancelar

Figura 2-4: Dispositivos disponibles, sistema integrado seleccionado

Elemento Etiqueta

1 Dispositivos

• Sistema de controlador ExionLC 2.0 integrado

• Sistema de controlador Sciex LC integrado

• Sistema de controlador Shimadzu LC integrado

• Sistema de controlador Shimadzu LC-40 integrado

• Sistema de controlador Shimadzu LC-20/30 integrado

Configuración de hardware
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Figura 2-5: Configuración de SCIEX LC

Elemento Etiqueta

1 Alias

2 Nombre

3 Avanzado

4 Configuración

5 Activar la supervisión de trazos auxiliares

6 Dispositivos en uso

7 • Bomba

• Procesador de muestras automático

• Horno de columna

• Controlador

8 Aceptar

9 Cancelar

Configuración de hardware

Guía de usuario de la interfaz
IVD-IDV-05-0536-ES-C

Software Analyst MD
29/174



Figura 2-6: Configuración avanzada

Elemento Etiqueta

1 Intervalo de sondeo de estado (ms)

2 Modo de simulación

3 Más

4 Aceptar

5 Cancelar

Figura 2-7: Cuadro de diálogo de configuración de la IU
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Elemento Etiqueta

1 Tipo de instrumento

2 Configuración automática

3 Seleccionar la unidad y editar la configuración de cada una

4 • Controlador del sistema

• Gradiente binario

• Procesador de muestras automático

• Horno de columna

• Opción

5 Aceptar

6 Cancelar

Configuración de hardware
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Figura 2-8: Cuadro de diálogo de configuración de la IU

Elemento Etiqueta

1 Tipo de instrumento

• ExionLC

• Sciex Diagnostic Jasper

• Shimadzu Nexera/Prominence LC

2 Configuración automática

3 Seleccionar la unidad y editar la configuración de cada una.

4 Controlador del sistema

5 Isocrática (o gradiente binario)

Configuración de hardware
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Elemento Etiqueta

6 Procesador de muestras automático

7 Horno de columna

8 Detector de PDA

9 Opción

10 Aceptar

11 Cancelar

Figura 2-9: Cuadro de diálogo de configuración automática

Elemento Etiqueta

1 Configuración automática

2 Fuera de línea

3 Dirección IP

Configuración de hardware
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Elemento Etiqueta

4 Aceptar

5 Cancelar

Figura 2-10: Configuración del controlador del sistema

Elemento Etiqueta

1 Modelo

• CONTROLADOR SCIEX DX (Jasper)

• CBM-20A (para la serie Shimadzu CL)

• Controlador (para sistemas ExionLC AC o ExionLC AD)

2 Número de serie

3 ID de la unidad

4 Versión de ROM

5 Protección del sistema

6 Apagar relés en error

7 Disparar relés en

• Deshabilitar

• Todas las series

• Iny. únicamente

Configuración de hardware
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Elemento Etiqueta

8 P.Max del sistema

• Apagado

• AUTOMÁTICO

• MANUAL

_ Mpa (solo disponible cuando se selecciona AUTO o MANUAL en
System P.Max.)

9 Relés

10 Relé 1

• Iniciar

• Detener

• Error

• Evento

11 Relé 2

• Iniciar

• Detener

• Error

• Evento

12 Relé 3

• Iniciar

• Detener

• Error

• Evento

13 Relé 4

• Iniciar

• Detener

• Error

• Evento

14 Aceptar

15 Cancelar
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Figura 2-11: Configuración de gradiente binario

Elemento Etiqueta

1 Tipo

• Gradiente binario

2 Bomba A

3 Bomba B

4 Modelo

• BOMBA SCIEX DX (si se está utilizando el sistema Jasper)

• LC-20ADXR (para la serie Shimadzu CL)

• Bomba AC o bomba AD (para sistemas ExionLC AC o ExionLC AD)

5 Número de serie

6 ID de la unidad

Configuración de hardware

Software Analyst MD
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Elemento Etiqueta

7 Puerto

• A (cuando está seleccionada la pestaña Pump A)

• B (cuando está seleccionada la pestaña Pump B)

8 Versión de ROM

9 Válvula solenoide

10 Ninguno

11 Número de serie

12 ID de la unidad

13 Ajustes de la comprobación del sistema

14 Aceptar

15 Cancelar

Figura 2-12: Configuración isocrática
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Elemento Etiqueta

1 Tipo

• Isocrática

2 Modelo

• BOMBA SCIEX DX (si se está utilizando el sistema Jasper)

• LC-20ADXR (para la serie Shimadzu CL)

• Bomba AC o bomba AD (para sistemas ExionLC AC o ExionLC AD)

3 Puerto

• A

4 Número de serie

5 Versión de ROM

6 ID de la unidad

7 Válvula solenoide

• Ninguno

• Número de serie

• ID de la unidad

8 Ajustes de la comprobación del sistema

9 Aceptar

10 Cancelar

Figura 2-13: Bomba: ajustes de la comprobación del sistema

Elemento Etiqueta

1 Volumen total administrado I y D: _ l

2 Predeterminado
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Elemento Etiqueta

3 Aceptar

4 Cancelar

5 Ayuda

Figura 2-14: Configuración del procesador de muestras automático

Elemento Etiqueta

1 Modelo

• PROCESADOR DE MUESTRAS SCIEX DX (si se utiliza el sistema
Jasper)

• SIL-20ACXR (para la serie Shimadzu CL)

• Procesador de muestras automático AC o procesador de muestras
automático AD (para sistemas ExionLC AC o ExionLC AD)

2 Número de serie

3 Versión de ROM

4 ID de la unidad

5 Opción de enjuague de la bomba (no disponible para el sistema ExionLC
AD)

Configuración de hardware
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Elemento Etiqueta

6 Disparador de inyecciones

• Ejecución

• Sincronización

Tipo de inyección: inyección directa (solo disponible cuando se utiliza el
procesador de muestras automático para el sistema ExionLC AD)

7 Volumen máximo de inyección: _ µl

8 Ajustes del recorrido de la aguja

9 Ajustes de la comprobación del sistema

10 Aceptar

11 Cancelar

Figura 2-15: Configuración del horno de columna

Elemento Etiqueta

1 Modelo

• Horno SCIEX DX (si se utiliza el sistema Jasper)

• CTO-30A (para la serie Shimadzu CL)

• Horno de columna AC u horno de columna AD (para sistemas
ExionLC AC o ExionLC AD)

2 Número de serie
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Elemento Etiqueta

3 ID de la unidad

4 Tapón

5 Versión de ROM

6 Válvulas

7 Válvula de 2/6 posiciones izda.

• Ninguno

8 Válvula de 2/6 posiciones dcha.

• Ninguno

9 Número de serie

10 ID de la unidad

11 Usar los ajustes de columna

12 Configuración

13 Ajustes de la comprobación del sistema

14 Aceptar

15 Cancelar

Figura 2-16: Cuadro de diálogo del detector UV

Elemento Etiqueta

1 Modelo

• Detector PDA (para el sistema ExionLC AC)

• Detector de UV (para el sistema ExionLC AD)
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Elemento Etiqueta

2 Número de serie

3 ID de la unidad

4 Usar la válvula de reciclaje (para el sistema ExionLC AD)

5 Puerto (para el sistema ExionLC AD)

6 Versión de ROM

7 Ajustes de la comprobación del sistema

8 Aceptar

9 Cancelar

Figura 2-17: Opción

Elemento Etiqueta

1 Modo de funcionamiento de la bomba

• Flujo isocrático

• Gradiente binario

2 LC rápida

3 Unidad de presión

• Kgf/cm2

•  psi

• MPa

• bar

4 Aceptar

5 Cancelar
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Figura 2-18: Configuración del sistema Shimadzu LC utilizando el sistema controlador
Shimadzu LC integrado

Elemento Etiqueta

1 Controlador del sistema

2 Bombas

• Configuración

3 Detectores

• Configuración

4 Procesador de muestras automático

• Configuración

Configuración de hardware
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Elemento Etiqueta

5 Horno

• Configuración

6 Subcontrolador

• Configuración

7 Detector de PDA

• Configuración

8 Configuración

9 Aceptar

10 Cancelar

11 Ayuda

12 Comentario

Figura 2-19: Configuración de CBM-20A (Shimadzu)
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Elemento Etiqueta

1 Interruptores

• Protección del sistema

• Activar alarma en Error

• Apagar relés en Error

• Reiniciar a cero el detector A

• Reiniciar a cero el detector B

2 Comunicaciones

• Puerto de serie

• TCP/IP

• Puerto

• Buscar

3 Configuración automática

4 Prueba

5 Relés

• Relé 1 — Relé 4

• Iniciar

• Detener

• Error

• Evento

• Inicio externo

• Deshabilitar

• Todas las series

• Solo inyección

6 Unidades de presión (psi, Kgf/cm2, MPa, bar)

7 Ejecutar activado por dispositivo externo

8 Comando Loop/Hold compatible

9 Modo de control (normal, LC rápido)

10 Compatible con serie LC-30

11 P.MAX del sistema
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Elemento Etiqueta

12 Aceptar

13 Cancelar

14 Ayuda

Figura 2-20: Cuadro de diálogo Option

Elemento Etiqueta

1 Opción

2 Modo de funcionamiento de la bomba

3 LC rápida

4 Unidad de presión

5 • Gradiente binario

• Flujo isocrático

• Gradiente binario

• Gradiente de baja presión

6 Aceptar

7 Cancelar

Figura 2-21: Configuración de bomba (Shimadzu)

Configuración de hardware

Software Analyst MD
46/174

Guía de usuario de la interfaz
IVD-IDV-05-0536-ES-C



Elemento Etiqueta

1 Electroválvula (ninguna)

2 Desgasificador (ninguno)

3 Aceptar

4 Cancelar

5 Ayuda

Figura 2-22: Procesador de muestras automático (Shimadzu)

Elemento Etiqueta

1 Tamaño de bucle de muestra: _uL

2 Saltear línea de secuencia si él no se encuentra el vial.

3 Refrigerador de muestra instalado

4 Orden de muestra de MPT

5 Cargador de gradilla instalado

6 Bomba de enjuague instalada

7 Admite el tratamiento previo*

8 (*Requiere que la opción de tratamiento previo esté instalada en el
hardware)

Configuración de hardware
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Elemento Etiqueta

9 Aceptar

10 Cancelar

11 Ayuda

Figura 2-23: Configuración de horno (Shimadzu)

Elemento Etiqueta

1 Válvulas

• Izquierda

• Derecha

2 Aceptar

3 Cancelar

4 Ayuda
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Figura 2-24: Pestaña de bomba (Shimadzu)

Elemento Etiqueta

1 Modo de bombeo

• Flujo isocrático

• Flujo binario

2 Constante

• Presión

• Flujo

• Flujo de bomba A: _ mL/min

• Flujo de bomba B: _ mL/min

3 Bombas configuradas

• Bomba A

• Bomba B

• Bomba C

• Bomba D

Configuración de hardware
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Elemento Etiqueta

4 Límites de presión (bomba A)

• Mínimo: _ psi

• Máximo: _ psi

5 Límites de presión (bomba B)

• Mínimo: _ psi

• Máximo: _ psi

Figura 2-25: Pestaña de procesador de muestras automático (Shimadzu)

Elemento Etiqueta

1 • Modelo

• Tipo de gradilla

• Eliminar gradilla
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Elemento Etiqueta

2 • Utilizar procesador de muestras automático

• Volumen de enjuague: _ (uL)

• Recorrido de la aguja: _ (mm)

• Velocidad de enjuague: _ (uL/s)

• Velocidad de realización de muestra: _ (uL/s)

• Tiempo de purgado: _ (min)

• Tiempo de inmersión de enjuague: _ (segundos)

• Modo de enjuague (sin enjuague, antes de la aspiración, después de
la aspiración, antes y después de la aspiración)

• Activar unidad de refrigeración

• Temperatura del refrigerador: _ (ºC)

• Recorrido de la aguja en vial de control: _ (mm)

Figura 2-26: Pestaña de horno (Shimadzu)

Elemento Etiqueta

1 Modelo

2 Activar horno

3 Temperatura del horno: _ ºC

4 Temperatura máxima: _ ºC
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Figura 2-27: Pestaña del controlador (Shimadzu)

Elemento Etiqueta

1 Modelo

2 Encendido

3 Evento 1, 2, 3, 4

Figura 2-28: Pestaña del programa de duración (Shimadzu)

Elemento Etiqueta

1 Tiempo

2 Módulo

3 Evento

4 Parámetro
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Figura 2-29: Crear nuevo proyecto/subproyecto

Elemento Etiqueta

1 El proyecto se creará en el siguiente directorio

2 Nombre del proyecto

3 Especificaciones del subproyecto

4 Nombre del subproyecto

5 Carpetas del proyecto

6 Carpetas del subproyecto

7 Agregar todos

8 Eliminar todos

9 Establecer la configuración como predeterminada para los proyectos
nuevos

10 Aceptar
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Elemento Etiqueta

11 Cancelar

12 Ayuda
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Editor de plantillas de informes 3
Figura 3-1: Editor de plantillas de informes: pestaña de diseño de encabezados/pies
de página

Elemento Etiqueta

1 Diseño de encabezados/pies de página

2 Campos

• Elementos del diseño

• Elementos de la adquisición

• Elementos de la cuantificación

3 Encabezado

4 Campos

Editor de plantillas de informes
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Elemento Etiqueta

5 Justificación

• Justificar a la izquierda

• Justificar en el centro

• Justificar a la derecha

6 Fuentes

7 Pie de página

8 Visible desde cualquier proyecto

Figura 3-2: Editor de plantillas de informes: pestaña de configuración de la página

Elemento Etiqueta

1 Configuración de página

2 Destinos de publicación

• Impresora

3 Seleccionar destino

• Impresora
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Elemento Etiqueta

4 Márgenes

• Superior

• Inferior

• Izquierda

• Derecha

5 Desde el borde

• Encabezado

• Pie de página

6 Diseño de la página

7 Orientación de la página

• Vertical

• Horizontal

Editor de plantillas de informes

Guía de usuario de la interfaz
IVD-IDV-05-0536-ES-C

Software Analyst MD
57/174



Optimización del compuesto 4
Figura 4-1: Configuración del instrumento

Elemento Etiqueta

1 Establezca la condición del instrumento

2 Entrada

• Infusión

• FIA
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Elemento Etiqueta

3 Espectrómetro de masas

• Análisis de MS

• Análisis de MS/MS

4 Método de adquisición predeterminado

5 Código de gradilla

6 Posición de gradilla

7 Código de placa

8 Posición de placa

9 Volumen de la inyección (µl)

10 Atrás

11 Siguiente

12 Cancelar

13 Ayuda

Optimización del compuesto
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Figura 4-2: Iones para utilizar en el análisis de MS/MS

Elemento Etiqueta

1 Seleccione los iones para utilizar en el análisis de MS/MS

2 Ion precursor

• Ión de PM

• Ventana de búsqueda (± Da)

• Ión de pico base

• Rango de búsqueda: _ a _ (Da)

• Nombre del compuesto

• Resolución (baja, unidad, alta)

Optimización del compuesto

Software Analyst MD
60/174

Guía de usuario de la interfaz
IVD-IDV-05-0536-ES-C



Elemento Etiqueta

3 Ion producto

• Usuario especificado

• Selección automática

• Requisitos

• Resolución (baja, unidad, alta)

4 Polaridad

• Positiva

• Negativa

• Ambas

5 Atrás

6 Siguiente

7 Cancelar

8 Ayuda

Figura 4-3: Requisitos de selección automática de ión del producto

Elemento Etiqueta

1 Desde los picos _ más intensos

2 Diseñar método final utilizando _ los picos más intensos

3 Excluir iones producto dentro de ± _ Da de la m/z del ion precursor
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Elemento Etiqueta

4 Mín. Masa del ión del producto: Da

5 Umbral de ión del producto: cps

6 Aceptar

7 Predeterminado

8 Cancelar

9 Ayuda

Figura 4-4: Iones para utilizar en el análisis de MS

Elemento Etiqueta

1 Seleccione los iones para utilizar en el análisis de MS
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Elemento Etiqueta

2 Ión previsto

• Ión de PM

• Ventana de búsqueda (± Da)

• Ión de pico base

• Rango de búsqueda: _ a _ (Da)

• Nombre del compuesto

• Resolución (baja, unidad, alta)

3 Polaridad

• Positiva

• Negativa

• Ambas

4 Atrás

5 Siguiente

6 Cancelar

7 Ayuda

Optimización del compuesto
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Figura 4-5: Componentes previstos

Elemento Etiqueta

1 Escriba los componentes previstos para optimizar:

2 Nombre del compuesto

3 PM (Da)

4 Núm. Cargas

5 Atrás

6 Finalizar

7 Cancelar

8 Ayuda
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Figura 4-6: Cuadro de diálogo de compuestos objetivos FIA

Elemento Etiqueta

1 Estos compuestos objetivos se optimizarán. Puede cambiar el nombre
del compuesto. Especifique cuál se utilizará como patrón interno.

2 Nombre del compuesto

3 Masa de Q1 (Da)

4 Masa de Q3 (Da)

5 Patrón interno

6 Posición del vial

7 Nota: Todos los compuestos identificados como I.S. (patrón interno) no
se utilizarán para determinar las condiciones óptimas de los parámetros
de Source/Gas.
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Elemento Etiqueta

8 Resolución

9 Resolución Q1

• Baja

• Unidad

• Alto

10 Resolución Q3

• Baja

• Unidad

• Alto

11 Atrás

12 Siguiente

13 Cancelar

14 Ayuda
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Figura 4-7: Cuadro de diálogo de parámetros de fuente de FIA

Elemento Etiqueta

1 Seleccione los Source Parameters que optimizar en FIA

2 Nombre del parámetro

• Curtain Gas

• Gas de colisión

• Voltaje de pulverizador de iones

• Temperatura

• Gas de fuente de iones 1

• Gas de fuente de iones 2

• Calentador de interfaz

Optimización del compuesto
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Elemento Etiqueta

3 Optimizar

4 Valor actual

5 Valor para la optimización

6 Inyección duplicada para cada parámetro

7 N.º total de inyecciones

8 Volumen total de muestra: _ (µl)

9 Atrás

10 Siguiente

11 Cancelar

12 Ayuda
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Figura 4-8: Cuadro de diálogo de parámetrros de compuestos de FIA

Elemento Etiqueta

1 Seleccione los Compound Parameters que optimizará FIA

2 Compuesto

MRM
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Elemento Etiqueta

3 Nombre del parámetro

• Potencial de desagrupación

• Potencial de entrada

• Potencial de entrada a la celda de colisión

• Energía de colisión

• Potencial de salida de la celda de colisión

4 Optimizar

5 Valor actual

6 Valor para la optimización

7 N.º total de inyecciones

8 Volumen total de muestra: _ (µl)

9 Campo Mass Spec. Duración: _ (minutos)

10 Atrás

11 Finalizar

12 Cancelar

13 Ayuda
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Optimización del instrumento 5
Figura 5-1: Optimización del instrumento

Elemento Etiqueta

1 Seleccione el tipo de optimización que desea realizar

2 Antes de comenzar a optimizar el instrumento, utilice el ajuste manual
para optimizar los parámetros de fuente y estabilizar el pulverizador.

3 Verificar el desempeño del instrumento

4 Ajustar solo la calibración de masas

5 Ajustar la configuración del instrumento (forma pico, calibración,
parámetros de mejora, etc.)

6 Reiniciar los modos de análisis seleccionados a los valores
predeterminados y ajustar la configuración del instrumento

Optimización del instrumento
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Elemento Etiqueta

7 Ayuda

8 Anterior

9 Siguiente

10 Salir

Figura 5-2: Optimización del instrumento

Elemento Etiqueta

1 Seleccionar un modo de ajuste

2 Ajuste aprobado: ajuste cada modo de análisis utilizando la solución de
ajuste recomendada. Optimización del instrumento

3 Ajuste alternativo: utilice una solución para ajustar todos los modos de
análisis.
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Elemento Etiqueta

4 Le recomendamos que utilice el método de Ajuste aprobado. Si utiliza
las soluciones de ajuste que no son recomendadas, es posible que el
instrumento no se ajuste de forma óptima.

5 Ayuda

6 Anterior

7 Siguiente

8 Cancelar

Figura 5-3: Optimización del instrumento

Elemento Etiqueta

1 Seleccione los modos de análisis

2 Solución de ajuste
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Elemento Etiqueta

3 Polaridad

• Positiva

• Negativa

4 Quad

5 LIT (Da/s)

6 MS/MS/MS

Aislamiento y resolución

Excitación

7 Ayuda

8 Más opciones

9 Anterior

10 Siguiente

11 Cancelar
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Figura 5-4: Optimización del instrumento: opciones

Elemento Etiqueta

1 Preferencias de LIT

2 POS +

3 • Tiempo de llenado fijo

• Tiempo de llenado dinámico

• Trampa Q0

4 NEG -

5 Duración del análisis para la prueba y calibración de LIT _ segundos
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Elemento Etiqueta

6 Región de m/z baja

• mayor sensibilidad

• mejor forma pico

7 mayor región de m/z

• mayor sensibilidad

• mejor forma pico

8 Preferencias de quad

• Objetivo de ancho del pico

9 Opciones

• Optimizar C2B

• EXB máximo

10 Ayuda

11 Aceptar
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Figura 5-5: Optimización del instrumento

Elemento Etiqueta

1 Infundir: en modo _

2 Ingrese los parámetros de fuente de iones en los siguientes campos y
luego haga clic en ACEPTAR.

3 Parámetros de fuente

• Voltaje de pulverizador de iones

• Gas de fuente de iones 1

• Gas de fuente de iones 2

4 Parámetros de la jeringa

• Diámetro de la jeringa (mm)

• Caudal (uL/min)

5 Ayuda
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Elemento Etiqueta

6 Anterior

7 ACEPTAR

8 Cancelar
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Asistente del método IDA 6
Figura 6-1: Cuadro de diálogo de creación de experimentos IDA

Elemento Etiqueta

1 Tipos de experimento IDA

• MS mejorada >> Producto mejorado

• MRM >> Producto mejorado

• Pérdida neutra / Análisis de precursor >> Producto mejorado

2 Número de análisis de inspección

Asistente del método IDA
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Elemento Etiqueta

3 Utilice el análisis de resolución mejorado para confirmar el estado de
carga y el patrón de isotopos

4 Habilitar la generación de experimentos MS3

5 Tiempo de llenado dinámico

6 Atrás

7 Siguiente

8 Finalizar

9 Cancelar

10 Ayuda
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Figura 6-2: Cuadro de diálogo de análisis de inspección: MS mejorada (EMS)

Elemento Etiqueta

1 Modo positivo

2 Modo negativo

3 Potencial de desagrupación (DP): _

4 Masa de inicio: _ (Da)

5 Masa de parada: _ (Da)

6 Índice del análisis _ (Da/s)

7 Tiempo de llenado LIT: _ (ms)
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Figura 6-3: Análisis de inspección: monitorización de reacciones múltiples (MRM)

Elemento Etiqueta

1 Modo positivo

2 Modo negativo

3 Potencial de desagrupación (DP): _

4 Resolución Q1

• ALTA

• UNIDAD

• BAJA

• ABIERTA
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Elemento Etiqueta

5 Resolución Q3

• ALTA

• UNIDAD

• BAJA

• ABIERTA

6 Introducir manualmente las transiciones de MRM

7 Generar automáticamente transiciones de MRM de metabolitos

Figura 6-4: Transiciones de MRM
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Elemento Etiqueta

1 Tiempo de permanencia: _ (ms)

2 Aplicar CE a todas las MRM

3 Energía de Colisión (CE): _ (eV)

4 • Q1 (Da)

• Q3 (Da)

• CE (eV)

5 Análisis _ (s)

6 Borrar transiciones de MRM
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Figura 6-5: Análisis de inspección: inspección 1

Elemento Etiqueta

1 Modo positivo

2 Modo negativo

3 Pérdida neutra de _ (Da)

4 Precursor de: _ (Da)

5 Potencial de desagrupación (DP): _

6 Energía de Colisión (CE): _ (eV)

7 Masa de inicio: _ (Da)

8 Masa de parada: _ (Da)

9 Velocidad de análisis: _ (amu/s)

Asistente del método IDA
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Elemento Etiqueta

10 Resolución Q1

• ALTA

• UNIDAD

• BAJA

• ABIERTA

11 Resolución Q3

• ALTA

• UNIDAD

• BAJA

• ABIERTA

12 Tiempo de análisis: _ (segundos)

13 Tamaño de paso _ (amu)
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Figura 6-6: Análisis dependiente: ión del producto mejorado (EPI)

Elemento Etiqueta

1 Monitorizar los _ picos más intensos con

2 Collision Energy (CE)

3 Usar la energía de colisión continua

4 Masa de inicio: _ (Da)

5 Masa de parada: _ (Da)

Asistente del método IDA
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Elemento Etiqueta

6 Resolución Q1

• ALTA

• UNIDAD

• BAJA

• ABIERTA

7 Índice del análisis _ (Da/s)

8 Tiempo de llenado LIT: _ (ms)

Figura 6-7: Análisis dependiente: criterios de IDA
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Elemento Etiqueta

1 Para iones mayores de _ y menores de _ (Da)

2 Que exceden _ (cps)

3 Con un estado de carga de _ a _ cargas

4 Incluir desconocidos

5 Excluir iones objetivos anteriores

• Siempre

• Nunca

• Para _ (segundos)

• Después de _ aparición(es)

Asistente del método IDA
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Diseñar método de adquisición 7
Figura 7-1: Lista de tipos de análisis
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Elemento Etiqueta

1 MS mejorada (EMS)

Ion producto mejorado (EPI)

Resolución mejorada (ER)

MRM (MRM)

MS/MS/MS (MS3)

Pérdida neutra (NL)

Ion precursor (Prec)

Ión del producto (MS2)

MS de Q1 (Q1)

Iones múltiples de Q1 (Q1 MI)

MS de Q3 (Q3)

Iones múltiples de Q3 (Q3 MI)

Figura 7-2: MS de Q1 (Q1) Pestaña de MS

Elemento Etiqueta

1 Experimento

2 Tipo de análisis

3 Velocidad de análisis
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Elemento Etiqueta

4 Polaridad

• Positiva

• Negativa

5 MCA

6 Número de análisis a sumar

7 Tiempo de análisis total (incluye pausas): _ (s)

8 Editar parámetros

9 Centro/ancho

10 Rango de parámetros

11 Importar lista

12 Resumen del período

• Duración: _ (minutos)

• Ciclos: _

• Tiempo de demora: _ (segundos)

• Ciclo: _ (segundos)

13 Iniciar (Da)

14 Detener (Da)

15 Tiempo (s)

16 Ionización programada

• Tiempo de inicio (min)

• Tiempo de detención (min)
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Figura 7-3: MS de Q1 (Q1) Pestaña de MS avanzada

Elemento Etiqueta

1 Modo de análisis
Modo de análisis: centroide

• Mín. separación de pico (Da)

• Mín. anchura de pico (Da)

• Modo de análisis: triangulación de picos

• Defecto de masa mDa/(100*Da)

2 • Perfil

• Perfil rápido

• Centroide

• Triangulación de picos

3 Tamaño del paso: _ (Da)
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Elemento Etiqueta

4 Resolución Q1

• Baja

• Unidad

• Alto

• Abrir

5 Límite de intensidad (conteo total)

6 Tiempo de asentamiento: _ (ms)

7 Pausa entre rangos de masas: _ (ms)

Figura 7-4: Pestaña MRM MS para sistemas SCIEX 4500MD y Citrine

Elemento Etiqueta

1 Experimento

2 Tipo de análisis

3 Polaridad

• Positiva

• Negativa

4 Tiempo de análisis total (incluye pausas): _ (s)

5 Editar parámetros
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Elemento Etiqueta

6 MRM programada

• Activado

• Básico

• Avanzado

7 Importar lista

8 Resumen del período

• Duración: _ (minutos)

• Ciclos: _

• Tiempo de demora: _ (segundos)

• Ciclo: _ (segundos)

9 Masa de Q1 (Da)

10 Masa de Q3 (Da)

11 Tiempo de permanencia (ms)

12 ID

13 Ionización programada

• Tiempo de inicio (min)

• Tiempo de detención (min)
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Figura 7-5: Pestaña MRM Advanced MS para sistemas SCIEX 4500MD y Citrine

Elemento Etiqueta

1 Resolución Q1

• Baja

• Unidad

• Alto

• Abrir

2 Resolución Q3

• Baja

• Unidad

• Alto

• Abrir

3 Límite de intensidad (conteo total)

4 Settling time: _ (ms)

5 Pausa entre rangos de masas: _ (ms)
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Figura 7-6: Pestaña Scheduled MRM MS para sistemas SCIEX 4500MD y Citrine

Elemento Etiqueta

1 Experimento

2 Tipo de análisis

3 Polaridad

• Positiva

• Negativa

4 Ventana de detección de MRM: _ (segundos)

5 Objetivo para sMRM

• Tiempo de ciclo objetivo (entre experimentos sMRM)

• Tiempo de análisis objetivo (por experimento sMRM)

6 Editar parámetros

7 MRM programada

• Activado

• Básico

• Avanzado

• Resolución Q1/Q3

8 Importar lista
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Elemento Etiqueta

9 Resumen del período

• Duración: _ (minutos)

• Ciclos: _

• Tiempo de demora: _ (segundos)

• Ciclo: _ (segundos)

10 Masa de Q1 (Da)

11 Masa de Q3 (Da)

12 Tiempo de retención (min)

13 ID

14 Resolución Q1

• Baja

• Unidad

• Alto

• Abrir

15 Resolución Q3

• Baja

• Unidad

• Alto

• Abrir

16 Ionización programada

• Tiempo de inicio (min)

• Tiempo de detención (min)
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Figura 7-7: Pestaña Scheduled MRM Advanced MS para sistemas SCIEX 4500MD y
Citrine

Elemento Etiqueta

1 Resolución Q1

• Baja

• Unidad

• Alto

• Abrir

2 Resolución Q3

• Baja

• Unidad

• Alto

• Abrir

3 Límite de intensidad (conteo total)

4 Settling time: _ (ms)
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Elemento Etiqueta

5 Pausa entre rangos de masas: _ (ms)

6 MRM programada

• Mín. Permanencia: _ (ms)

• Máx. Permanencia: _ (ms)

Figura 7-8: Pestaña Scheduled MRM Pro MS para sistemas SCIEX 4500MD y Citrine

Elemento Etiqueta

1 Experimento

2 Tipo de análisis

3 Polaridad

• Positiva

• Negativa

4 Ventana de detección de MRM: _ (segundos)

5 Objetivo para sMRM

• Tiempo de ciclo objetivo (entre experimentos sMRM)

• Tiempo de análisis objetivo (por experimento sMRM)

6 Editar parámetros
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Elemento Etiqueta

7 MRM programada

• Activado

• Básico

• Avanzado

• Resolución Q1/Q3

• Extensión de la ventana dinámica

• Sustracción de fondo dinámica

8 Importar lista

9 Resumen del período

• Duración: _ (minutos)

• Ciclos: _

• Tiempo de demora: _ (segundos)

• Ciclo: _ (segundos)

10 Masa de Q1 (Da)

11 Masa de Q3 (Da)

12 Tiempo de retención (min)

13 ID

14 Grupo

15 Ventana MRM (segundos)

16 Principal / Secundaria

17 Umbral del disparador

18 Umbral de ampliación

19 Peso de permanencia

20 Resolución Q1

• Baja

• Unidad

• Alto

• Abrir
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Elemento Etiqueta

21 Resolución Q3

• Baja

• Unidad

• Alto

• Abrir

22 Ionización programada

• Tiempo de inicio (min)

• Tiempo de detención (min)

Figura 7-9: Pestaña de MS de ión del producto mejorado (EPI)

Elemento Etiqueta

1 Experimento

2 Tipo de análisis

3 Índice del análisis _ (Da/s)

4 Polaridad

• Positiva

• Negativa

5 MCA
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Elemento Etiqueta

6 Número de análisis a sumar

7 Producto de: _ (Da)

8 Tiempo de análisis total (incluye pausas): _ (s)

9 Editar parámetros

10 Centro/ancho

11 Rango de parámetros

12 Importar lista

13 Optimizar masas

14 Iniciar (Da)

15 Detener (Da)

16 Tiempo (s)

17 Resumen del período

• Duración: _ (minutos)

• Ciclos: _

• Tiempo de demora: _ (segundos)

• Ciclo: _ (segundos)

18 Ionización programada

• Tiempo de inicio (min)

• Tiempo de detención (min)
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Figura 7-10: Pestaña de MS avanzada de ión del producto mejorado (EPI)

Elemento Etiqueta

1 Modo de análisis

2 • Perfil

• Centroide

3 Tamaño del paso: _ (Da)

4 Resolución Q1

• Baja

• Unidad

• Alto

• Abrir

5 Límite de intensidad (conteo total)

6 Tiempo de asentamiento: _ (ms)

7 Pausa entre rangos de masas: _ (ms)

8 Colocación de trampa Q0

9 Tiempo de llenado fijo de LIT: _ (ms)

10 Tiempo de llenado dinámico

11 Barrera de ingreso de Q3: _ (V)
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Figura 7-11: Pestaña de MS/MS/MS (MS3) MS

Elemento Etiqueta

1 Experimento

2 Tipo de análisis

3 Índice del análisis _ (Da/s)

4 Polaridad

• Positiva

• Negativa

5 MCA

6 Número de análisis a sumar

7 1er precursor: _ (Da)

8 2º precursor: _ (Da)

9 Tiempo de análisis total (incluye pausas): _ (s)

10 Editar parámetros

11 Centro/ancho

12 Rango de parámetros

13 Sin fragmentación

14 Importar lista

15 Optimizar masas
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Elemento Etiqueta

16 Resumen del período

• Duración: _ (minutos)

• Ciclos: _

• Tiempo de demora: _ (segundos)

• Ciclo: _ (segundos)

17 Iniciar (Da)

18 Detener (Da)

19 Tiempo (s)

20 Ionización programada

• Tiempo de inicio (min)

• Tiempo de detención (min)

Figura 7-12: Iones múltiples de Q1 (Q1 MI)

Elemento Etiqueta

1 Experimento

2 Tipo de análisis
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Elemento Etiqueta

3 Polaridad

• Positiva

• Negativa

4 Tiempo de análisis total (incluye pausas): _ (s)

5 Editar parámetros

6 Importar lista

7 Resumen del período

• Duración: _ (minutos)

• Ciclos: _

• Tiempo de demora: _ (segundos)

• Ciclo: _ (segundos)

8 Masa de Q1 (Da)

9 Tiempo de permanencia (ms)

10 Ionización programada

• Tiempo de inicio (min)

• Tiempo de detención (min)

Figura 7-13: Pestaña de ión precursor (Prec) MS
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Elemento Etiqueta

1 Precursor de: _ (Da)

Figura 7-14: Pestaña de pérdida neutra MS

Elemento Etiqueta

1 Pérdida de: _ (Da)
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Figura 7-15: Pestaña de pérdida neutra MS avanzada

Elemento Etiqueta

1 Modo de análisis

• Perfil

• Perfil rápido

• Centroide

• Triangulación de picos

2 Tamaño del paso: _ (Da)

3 Resolución Q1

• Baja

• Unidad

• Alto

• Abrir

4 Resolución Q1

• Baja

• Unidad

• Alto

• Abrir
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Elemento Etiqueta

5 Límite de intensidad (conteo total)

6 Tiempo de asentamiento: _ (ms)

7 Pausa entre rangos de masas: _ (ms)

Figura 7-16: Pestaña del compuesto

Elemento Etiqueta

1 Tabla de parámetros del experimento 1 en período 1

2 Compuesto

3 Aplicar los siguientes parámetros a todos los demás experimentos de la
misma polaridad:

4 Fuente/gas

5 Compuesto
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Elemento Etiqueta

6 Aceptar

7 Cancelar

8 Ayuda

Figura 7-17: Pestaña de fuente/gas

Elemento Etiqueta

1 Tabla de parámetros del experimento 1 en período 1

2 Fuente/gas

3 Fuente del ión: turbopulverizador

4 Curtain Gas (CUR)
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Elemento Etiqueta

5 Gas de colisión (CAD)

• Bajo

• Medio

• Alto

6 Tensión de IonSpray (IS)

7 Temperatura (TEM)

8 Gas de fuente de iones 1 (GS1)

9 Gas de fuente de iones 2 (GS2)

10 Calentador de interfaz (ihe) (encendido, apagado)

11 Aplicar los siguientes parámetros a todos los demás experimentos de la
misma polaridad:

12 Fuente/gas

13 Compuesto

14 Aceptar

15 Cancelar

16 Ayuda
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Figura 7-18: Editor de métodos de adquisición: pestaña isocrática (Jasper LC o serie
Shimadzu CL LC)

Elemento Etiqueta

1 • BOMBA SCIEX DX (Jasper LC)

• LC-20ADXR (Shimadzu CL serie LC)

2 Tiempo de retención: _ (min)

3 Flujo: _ (ml/min)

4 Límites de presión

• Mínimo _ (MPa)

• Máximo _ (MPa)

5 Gradiente

• Avanzado

• Tiempo

• Flujo

• Sencillo
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Elemento Etiqueta

6 Configuración de compresibilidad

• Configuración de compresibilidad

• Usar los ajustes de la bomba

7 Ajustes de purgado automático

• Orden de purga: 1º

• Nombre de la fase móvil: Ninguno

• Tiempo de purgado: _ (min)

Figura 7-19: Editor de métodos de adquisición: pestaña procesador de muestras
automático (Jasper LC o serie Shimadzu CL LC)

Elemento Etiqueta

1 • PROCESADOR DE MUESTRAS AUTOMÁTICO SCIEX DX (Jasper
LC)

• SIL-20ACXR (Shimadzu CL serie LC)

2 Procesador de muestras automático
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Elemento Etiqueta

3 Configuración de inyección

• Velocidad de muestra: _ µl/s

• Temperatura del refrigerador: _ °C

4 Configuración de lavado

• Modo de enjuague

• Tiempo de inmersión antes y después de la aspiración: 0 s

• Modo de enjuague: Sin enjuague, antes de la aspiración,
después de la aspiración, antes y después de la aspiración

• Tiempo de inmersión en el lavado. _ s

6 Configuración de la gradilla de muestras

• Especificar la gradilla

• Tipo

• Recorrido de la aguja (mm)
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Figura 7-20: Editor de métodos de adquisición: pestaña procesador de muestras
automático (Jasper LC o serie Shimadzu CL LC)

Elemento Etiqueta

1 Configuración de la gradilla de muestras

• Especificar la gradilla

• Gradilla de muestras: _

• Recorrido de la aguja: _ mm

2 Configuración de inyección

• Recorrido de la aguja en vial de control: _ mm

3 Optimización del tiempo del ciclo de adquisición

• Tiempo de inicio del pretratamiento:

• Apagado

• Encendido

• Manual

• Tiempo de solapamiento del pretratamiento: _ min
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Elemento Etiqueta

4 Configuración de lavado

• Velocidad de enjuague: _ µl/s

• Volumen de enjuague: _ µl

5 Configuración de purgado

• Tiempo de purgado: _ min

6 Ajustes de purgado automático

• Ejecutar purga del procesador de muestras

Figura 7-21: Editor de métodos de adquisición: pestaña procesador de muestras
automático (Jasper LC o serie Shimadzu CL LC)

Elemento Etiqueta

1 Tiempo

2 Comando

3 Valor

4 Comentario

5 Programa de tiempo
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Figura 7-22: Editor de métodos de adquisición: pestaña del horno de columna (Jasper
LC o serie Shimadzu CL LC)

Elemento Etiqueta

1 • HORNO SCIEX DX (Jasper LC)

• CTO-20AC (Shimadzu CL serie LC)

2 Horno de columna

3 Temperatura del horno: _ °C

4 Límite de temperatura (máximo): _ °C

5 Válvula

• Válvula izquierda: Ninguna; Ninguna

• Válvula derecha Ninguna; Ninguna

6 Comprobación de estado Ready: Encendido

7 Avanzado

• Antes de empezar el proceso esperar a que se equilibre la
temperatura

8 Compensación del calor (solo aplicable al Jasper LC)

• Compensación del calor:

• Automática

• Manual

• Compensación del calor: _ ml/min

9 Programa de tiempo
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Figura 7-23: Editor de métodos de adquisición: pestaña del controlador del sistema
(Jasper LC o serie Shimadzu CL LC)

Elemento Etiqueta

1 Controlador del sistema

2 • CONTROLADOR SCIEX DX (Jasper LC)

• CBM-20A (Shimadzu CL serie LC)

3 Ejecutar purga automática antes del análisis

4 Ajustes de la salida externa

• Encender

• Evento 1

• Evento 2

• Evento 3

• Evento 4

5 Ajustes de purgado automático

• Calentamiento

• Tiempo de espera: _ min

• Flujo isocrático 1: _ ml/min

• Ejecutar después del purgado automático

• Encender los hornos después del purgado automático

• Encender las bombas después del purgado automático

6 Programa de tiempo
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Figura 7-24: Editor de métodos de adquisición: equilibrar seleccionado (Jasper LC)

Elemento Etiqueta

1 Bomba

• Tiempo del paso 0 (equilibrado) (min)

Figura 7-25: Editor de métodos de adquisición: inyectar seleccionado (Jasper LC)

Elemento Etiqueta

1 Procesador de muestras automático

• Volumen de la inyección (µl)
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Figura 7-26: Pestaña de propiedades del procesador de muestras automático Agilent

Elemento Etiqueta

1 Detalles de la inyección

2 Tamaño de la jeringa (µl)

3 Volumen de la inyección (µl)

4 Velocidad de extracción (µl/min)

5 Velocidad de eyección (µl/min)

6 Nivel de la aguja (mm)

7 Control de temperatura

• Activado

• Punto de ajuste (4 - 40 ºC)

8 Detalles de lavado

• Activado

• Ubicación de lavado (vial de lavado, puerto de irrigación)

• Tiempo de lavado (1 - 999 segundos)

• Ciclos de lavado (1 - 5)

• Número de vial de lavado

• Número de gradilla de lavado
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Figura 7-27: Pestaña de bomba de gradiente LC

Elemento Etiqueta

1 Tiempo total (minutos)

2 Caudal (µl/min)

3 Añadir Paso

4 Eliminar paso

5 Mostrar gráfico

Figura 7-28: Pestaña de límites

Elemento Etiqueta

1 Parámetros

2 Presión mínima (psi)

3 Presión máxima (psi)

4 Compresibilidad

Diseñar método de adquisición

Software Analyst MD
122/174

Guía de usuario de la interfaz
IVD-IDV-05-0536-ES-C



Elemento Etiqueta

5 Volumen muerto (µl)

6 Volumen de carrera (µl)

7 Incremento gradual de presión máxima (psi/s)

8 Incremento gradual de presión máxima (ml/min2)

Figura 7-29: Pestaña de límites (avanzada)

Elemento Etiqueta

1 Parámetros

2 Compresibilidad izquierda

3 Compresibilidad derecha

4 Volumen muerto izquierdo (µl)

5 Volumen muerto derecho (µl)

6 Volumen de carrera izquierdo (µl)

7 Volumen de carrera derecho (µl)

8 Solvente izquierdo

9 Solvente derecho
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Figura 7-30: Micro modo

Elemento Etiqueta

1 Modo de bomba capilar (micro, normal)

2 Parámetros

• Caudal principal (uL/min)

• Índice de tabla de calibración del sensor de flujo
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Diseñar método de cuantificación 8
Figura 8-1: Seleccionar muestra

Elemento Etiqueta

1 Seleccionar la muestra representativa para usar.

2 Archivos de datos

3 Muestras

4 Verificar suma de comprobación

5 Aceptar

6 Cancelar

Diseñar método de cuantificación
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Figura 8-2: Pestaña de componentes

Elemento Etiqueta

1 Fuente de datos

• N.º de período/N.º de#

2 Sumar múltiples iones

3 Patrones internos

• Nombre

• Q1/Q3

4 Analitos

• Nombre

• Patrón interno

• Q1/Q3
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Figura 8-3: Pestaña de integración

Elemento Etiqueta

1 Analito

2 Aplicar

3 Unidades de concentración

4 Unidades de concentración calculadas

5 Inicio de fondo

6 Detención de fondo

7 • Altura de pico mínimo en _ cps

• Ancho de pico mínimo en _ segundos

8 • Ventana de RT en _ segundos

• RT esperado en _ minutos

9 Ancho de suavizado: _ puntos

10 Utilizar RT relativa

11 • Automático - IQA II

• Especificar parámetros - MQ III

12 Porcentaje de ruido

13 Factor de división del pico

14 Subventana de base: _ mínimo

15 Notificar pico más grande
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Figura 8-4: Pestaña de calibración

Elemento Etiqueta

1 Aplicar a todos los analitos

2 Tipos de

3 Ajuste

• Linear

• Lineal a través de cero

• Cuadrático

• Factor de respuesta promedio

• Potencia

• Ninguno

4 Ponderación

• Ninguna

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• ln x

• ln y

5 Iterar
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Elemento Etiqueta

6 Parámetro de regresión

• Área

• Altura

Diseñar método de cuantificación
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Asistente de cuantificación 9
Figura 9-1: Crear ajuste de cuantificación - Seleccionar muestras

Elemento Etiqueta

1 Seleccionar el archivo de datos y las muestras deseadas para agregar al
nuevo ajuste de cuantificación.

2 Algoritmo de integración

3 Archivos de datos disponibles

4 Muestras disponibles

5 Muestras seleccionadas

6 Agregar todos los archivos

7 Agregar todos

8 Eliminar todos

9 Atrás

10 Siguiente

11 Finalizar

12 Cancelar

Asistente de cuantificación
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Elemento Etiqueta

13 Ayuda

Figura 9-2: Crear ajuste de cuantificación - Seleccionar configuraciones y secuencias

Elemento Etiqueta

1 Seleccione la configuración para la nueva tabla de resultados y la
secuencia predeterminada (si existe).

2 Algoritmo de integración

3 Configuración para utilizar

4 Secuencia predeterminada

5 Ninguno

6 Seleccionar secuencia

• Consulta

7 Ejecutar secuencia como secuencia estándar

8 Crear nueva secuencia estándar

• Nombre

9 Atrás

Asistente de cuantificación
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Elemento Etiqueta

10 Siguiente

11 Finalizar

12 Cancelar

13 Ayuda

Figura 9-3: Crear ajuste de cuantificación - Seleccionar método

Elemento Etiqueta

1 Especificar qué método se utilizará para este ajuste de cuantificación o
crear un nuevo método ahora.

2 Algoritmo de integración

3 Elegir método existente

• Método

4 Crear nuevo método

• Nombre del método

5 Crear método "automático" (para tabular el área para cada ión
disponible)

Asistente de cuantificación
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Elemento Etiqueta

6 Atrás

7 Siguiente

8 Finalizar

9 Cancelar

10 Ayuda

Figura 9-4: Crear un método de cuantificación - Seleccciones una muestra
representativa

Elemento Etiqueta

1 Seleccionar la muestra que se va a utilizar para diseñar el método de
cuantificación

2 Algoritmo de integración

3 Nombre del archivo

4 Nombre de la muestra

5 Tipo de muestra

6 Atrás

7 Siguiente

Asistente de cuantificación

Guía de usuario de la interfaz
IVD-IDV-05-0536-ES-C

Software Analyst MD
133/174



Elemento Etiqueta

8 Finalizar

9 Cancelar

10 Ayuda

Figura 9-5: Crear método de cuantificación - Definir picos para especificaciones de
masa

Elemento Etiqueta

1 Ajuste los nombres y masas de los picos según sea necesario para el
período 1 del experimento 1.

2 Algoritmo de integración

3 Sumar múltiples iones

4 Ancho de suavizado predeterminado: _ puntos

5 Patrones internos

• Nombre

• Q1/Q3
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Elemento Etiqueta

6 Analitos

• Nombre

• Patrón interno

• Q1/Q3

7 Atrás

8 Siguiente

9 Finalizar

10 Cancelar

11 Ayuda

Figura 9-6: Crear método de cuantificación - Definir integración

Elemento Etiqueta

1 Si el pico deseado no se encontró de forma automática, debe
seleccionar el rango de entorno y el pico de interés realizando una
selección en el gráfico y haciendo clic en el botón correspondiente.

2 Algoritmo de integración

3 Ret. Tiempo: _ minutos

Asistente de cuantificación
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Elemento Etiqueta

4 Ventana de RT: _ segundos

5 Avanzado

6 Intensidad: cps

7 Tiempo, minutos

8 Atrás

9 Siguiente

10 Finalizar

11 Cancelar

12 Ayuda

Figura 9-7: Cuadro de diálogo de avanzado (con el algoritmo Intelliquan seleccionado)
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Elemento Etiqueta

1 Parámetros de integración de picos

2 Automático - IQA II

3 Especificar parámetros - MQ III

4 Porcentaje de ruido

5 Ventana Baseline Subtraction: _ mins

6 Factor de división del pico

7 Notificar pico más grande

8 Parámetros de filtrado

9 Altura mínima de pico: _ cps

10 Anchura de pico mínima: _ segs

11 Otros parámetros

12 Ancho de suavizado: _ puntos

13 Unidades de concentración: ng/mL

14 Unidades de concentración de cálculos

15 Uso del tiempo de retención relativo

16 Aceptar

17 Cancelar

18 Ayuda

Asistente de cuantificación
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Figura 9-8: Cuadro de diálogo de avanzado (con el algoritmo Classic seleccionado)

Elemento Etiqueta

1 Factor de agrupamiento

2 Umbral de ruido: _ cps

3 Umbral de área: _ cps

4 Número de suavizados

5 Uso del tiempo de retención relativo

6 Unidades de concentración: ng/mL

7 Unidades de concentración calculada

8 Aceptar

9 Cancelar

10 Ayuda
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Figura 9-9: Crear método de cuantificación - Especificar calibración

Elemento Etiqueta

1 Seleccione las opciones de calibración deseadas

2 Algoritmo de integración

3 Ajuste

• Linear

• Lineal a través de cero

• Cuadrático

• Factor de respuesta promedio

• Potencia

• Ninguno

Asistente de cuantificación
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Elemento Etiqueta

4 Ponderación

• Ninguna

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• ln x

• ln y

5 Iterar

6 Parámetro de regresión

• Área

• Altura

7 Atrás

8 Siguiente

9 Finalizar

10 Cancelar

11 Ayuda

Asistente de cuantificación
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Diseñar el grupo de adquisición 10
Figura 10-1: Pestaña de muestra

Elemento Etiqueta

1 Seleccionar el método para el conjunto de muestras

2 Configurar

3 Añadir Configurar

4 Adición de muestras

5 Quitar Configurar

6 Eliminar muestras

7 Cuantificación

8 Cuantificación rápida

9 Adquisición

• Utilizar como plantilla

• Utilizar múltiples métodos

• Editor de método

Diseñar el grupo de adquisición
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Elemento Etiqueta

10 • Nombre de la muestra

• Código de gradilla

• Posición de gradilla

• Código de placa

• Posición de placa

• Posición de vial

• Archivo de datos

• Volumen de inyección (µl)

Figura 10-2: Menú contextual de la pestaña Sample
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Elemento Etiqueta

1 • Abrir

• Importar de

• Guardar como lote

• Guardar como plantilla

• Ocultar/Mostrar columna

• Guardar ajustes de columna

• Añadir columna personalizada

• Eliminar columna personalizada

• Completar hacia abajo

• AutoIncrementar

• Eliminar muestras

• Otros

• Seleccionar un procesador de muestras automático

Figura 10-3: Agregar diálogo de muestra

Diseñar el grupo de adquisición
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Elemento Etiqueta

1 Nombre de la muestra

• Prefijo

• Número de muestra

• Número de dígitos

2 Archivo de datos

• Prefijo

• Nombre del conjunto

• Incrementar de forma automática

• Subcarpeta

• Examinar

3 Muestras nuevas

• Número

4 Aceptar

5 Cancelar

6 Ayuda

Figura 10-4: Pestaña de ubicaciones

Elemento Etiqueta

1 Procesador de muestras automático

2 Configurar

3 Sin gradilla
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Figura 10-5: Pestaña de cuantificación

Elemento Etiqueta

1 Configurar

2 Método de cuantificación

3 • Nombre de la muestra

• Tipo de cuantificación

• Factor de dilución

• Peso/volumen

• Nombre del conjunto

Figura 10-6: Pestaña de envío

Elemento Etiqueta

1 Nombre del propietario del grupo

2 Enviar

3 Estado de envío
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Elemento Etiqueta

4 • Nombre de la muestra

• Posición de gradilla

• Posición de placa

• Posición de vial

• Método de adquisición

• Cuantificación

• Archivo de datos

• Nombre del conjunto

• Estado de envío
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Explorar 11
Figura 11-1: Seleccionar muestra

Elemento Etiqueta

1 Seleccionar un archivo de datos y una muestra correspondiente:

2 Archivos de datos

3 Muestras

4 Examinar

5 Verificar suma de comprobación

6 Aceptar

7 Cancelar

Explorar
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Figura 11-2: Menú de exploración

Explorar
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Elemento Etiqueta

1 Mostrar

Extracción de iones

Extraer longitudes de onda

Duplicar datos

Sustracción de fondo

Centroide

Suavizado

Suavizado gaussiano

Sustracción de línea base

Límite

Filtro de ruidos

Añadir

Sustraer

Superponer

Sumar superposiciones

Agregar flechas

Eliminar todas las flechas

Gráfico de inicio

Desviación

Forzar etiquetas de picos

Someter las superposiciones a ciclos

Eliminar las superposiciones no activas

Enlace

Eliminar enlace

Expandir

Normalizar

Establecer selección

Establecer límite

Explorar
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Elemento Etiqueta

Búsqueda en biblioteca

2 Mostrar TIC

Mostrar espectro

Mostrar cromatograma de pico base

Mostrar información de archivo

Mostrar datos de ADC

Mostrar trazos auxiliares

Mostrar datos del detector de UV

Mostrar TWC de DAD

Mostrar espectro de DAD

Mostrar datos de lista

Mostrar historial

Mostrar ejemplo anterior

Mostrar ejemplo siguiente

Ir a la muestra

Mostrar herramienta de interpretación de fragmentos

Mostrar diagrama de contorno

Mostrar panel de borrado

Explorar
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Figura 11-3: Tabla de lista de datos y lista de picos

Elemento Etiqueta (traducida)

1 Lista de datos

2 Lista de picos

3 m/z (amu)

4 Intensidad (cps)

5 Masa centroide (amu)

6 Área del pico (conteos)

7 Cargas (unificadas)

8 Inicio del pico (amu)

Explorar
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Elemento Etiqueta (traducida)

9 Fin del pico (amu)

Explorar
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Revisión de picos 12
Figura 12-1: Columnas de la tabla de resultados

Elemento Etiqueta

1 Nombre de la muestra

2 ID de la muestra

3 Tipo de muestra

4 Nombre de archivo

5 Área de picos de analitos (conteos)

6 Altura del pico de analito (cps)

7 Concentración de analitos (ng/ml)

8 Estado de secuencia estándar

9 Área del pico de IS (conteos)

10 Altura del pico de IS (cps)

11 Utilizar registro

12 Registro modificado

13 Concentración calculada (ng/ml)

14 Exactitud (%)

15 Tiempo

16 • Diseño completo

• Secuencia: Ninguna

• Inactiva

• Clasificación: no clasificada

Revisión de picos
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Figura 12-2: Columnas de la tabla de resultados: muestra

Elemento Etiqueta

1 Entrada de

2 Aceptar

3 Cancelar

4 Ayuda

5 Título

6 Mostrado

7 Figuras importantes

8 Fórmula científica

9 Precisión

10 Nombre de la muestra

Revisión de picos
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Elemento Etiqueta

ID de la muestra

Tipo de muestra

Comentario sobre la muestra

Número del conjunto

Método de adquisición

Fecha de adquisición

Tipo de gradilla

Posición de gradilla

Posición de vial

Tipo de placa

Posición de placa

Nombre de archivo

Factor de dilución

Pesar al índice del volumen

Fórmula de muestra

Disposición

Revisión de picos
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Figura 12-3: Columnas de la tabla de resultados: analito

Elemento Etiqueta

1 Analito

2 Aceptar

3 Cancelar

4 Ayuda

5 Título

6 Mostrado

7 Figuras importantes

8 Fórmula científica

9 Precisión

10 Nombre del pico de analito

Revisión de picos
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Elemento Etiqueta

Unidades de analito

Área del pico de analito

Altura del pico de analito

Concentración de analitos

Tiempo de retención de analitos

RT esperado del analito

Ventana de RT del analito

Ubicación del centroide del analito

Análisis de inicio del analito

Hora de comienzo del analito

Análisis de finalización del analito

Hora de finalización del analito

Tipo de integración del analito

Señal del analito para ruido

Ancho del pico del analito

Estado de secuencia estándar

Revisión de picos
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Figura 12-4: Columnas de la tabla de resultados: analito

Elemento Etiqueta

1 Analito

2 Aceptar

3 Cancelar

4 Ayuda

5 Título

6 Mostrado

7 Figuras importantes

8 Fórmula científica

9 Precisión

10 Tipo de integración del analito

Revisión de picos
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Elemento Etiqueta

Señal del analito para ruido

Ancho del pico del analito

Estado de secuencia estándar

Rangos de masa del analito

Canal del analito

Índice del área

Índice de altura

Fórmula del analito

Rangos de longitud de onda del analito

Área del pico del analito para DAD

Altura del pico del analito para DAD

Ancho del pico del analito al 50% de altura

Inclinación del analito de línea de base

Algoritmo de procesamiento del analito

Asimetría del pico del analito

Calidad de integración del analito

Revisión de picos
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Figura 12-5: Columnas de la tabla de resultados: Patrón interno

Elemento Etiqueta

1 Patrón interno

2 Aceptar

3 Cancelar

4 Ayuda

5 Título

6 Mostrado

7 Figuras importantes

8 Fórmula científica

9 Precisión

10 Nombre del pico de IS

Revisión de picos
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Elemento Etiqueta

Unidades de IS

Área del pico de IS

Altura del pico de IS

Concentración de IS

Duración de retención de IS

RT esperado de IS

Ventana de RT de IS

Ubicación del centroide de IS

Análisis de inicio de IS

Hora de inicio de IS

Análisis de detención de IS

Hora de detención de IS

Tipo de integración de IS

Señal/ruido de IS

Ancho del pico de IS

Rangos de masa de IS

Revisión de picos
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Figura 12-6: Columnas de la tabla de resultados: Patrón interno

Elemento Etiqueta

1 Patrón interno

2 Aceptar

3 Cancelar

4 Ayuda

5 Título

6 Mostrado

7 Figuras importantes

8 Fórmula científica

9 Precisión

10 Análisis de inicio de IS

Revisión de picos
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Elemento Etiqueta

Hora de inicio de IS

Análisis de detención de IS

Hora de detención de IS

Tipo de integración de IS

Señal/ruido de IS

Ancho del pico de IS

Rangos de masa de IS

Canal de IS

Rangos de longitud de onda de IS

Área del pico de IS para DAD

Altura del pico de IS para DAD

Ancho del pico de IS al 50% de altura

Inclinación de IS de línea de base

Algoritmo de procesamiento de IS

Asimetría del pico de IS

Calidad de integración de IS

Figura 12-7: Columnas de la tabla de resultados: registro

Revisión de picos
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Elemento Etiqueta

1 Registro

2 Aceptar

3 Cancelar

4 Ayuda

5 Título

6 Mostrado

7 Figuras importantes

8 Fórmula científica

9 Precisión

10 Utilizar registro

Registro modificado

Concentración calculada

Duración de retención relativa

Exactitud

Factor de respuesta

Concentración calculada para DAD

Figura 12-8: Columnas de la tabla de resultados: personalizada

Elemento Etiqueta

1 Personalizada

2 Aceptar

3 Cancelar
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Elemento Etiqueta

4 Ayuda

5 Título

6 Mostrado

7 Figuras importantes

8 Fórmula científica

9 Precisión

10 Tiempo

Figura 12-9: Opciones de revisión de picos
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Elemento Etiqueta

1 Apariencia

• Núm. de filas

• Núm. de columnas

• Mostrar tipo de ejemplo en el título

2 Revisión de patrón interno

• No revisar los patrones internos

• Revisar todos los analitos antes (únicamente en Diseño del resumen)

• Revisar con cada analito

3 Acercamiento automático

• Acerca eje Y al

• _ % del pico más grande

• _ % del pico más grande de todas las muestras

• _ veces la altura de la línea de base

• _ de unidades de eje Y

• _ de unidades de eje Y o del pico más grande

• Acercar eje del tiempo para ver pico

• Acercar ventana: _ minutos

4 Integración manual (regla de porcentaje)

Rechazar integración manual si la diferencia del área nueva es menor al
_ % del área original.

5 Aceptar

6 Cancelar

7 Ayuda
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Figura 12-10: Panel Peak Review

Elemento Etiqueta

1 Inicio de fondo

2 Detención de fondo

3 Aplicar

4 Aceptar

5 Integración manual

6 • Altura de pico mínima: _ cps

• Ancho de pico mínimo: _ cps
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Elemento Etiqueta

7 • Ventana de RT: _ segundos

• RT esperado: _ minutos

8 Ancho de suavizado: _ puntos

9 Utilizar RT relativa

10 • Automático - IQA II

• Especificar parámetros - MQ III

11 Porcentaje de ruido

12 Factor de división del pico

13 Subventana de base: _ mínimo

14 Notificar pico más grande

15 Intensidad: cps

16 Tiempo, minutos
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Figura 12-11: Calibration Curve

Elemento Etiqueta

1 Analito

2 Área/Altura

3 Regresión

4 Revertir

5 Aceptar

6 Área de analito / Área de IS

7 Concentración de analitos / Concentración de IS
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Figura 12-12: Opciones de regresión

Elemento Etiqueta

1 Ajuste

• Linear

• Lineal a través de cero

• Cuadrático

• Factor de respuesta promedio

• Potencia

2 Ponderación

• Ninguna

• 1/x

• 1/(x * x)

• 1/y

• 1/(y * y)

• In x

• In y

3 Iterar

4 Aceptar

5 Cancelar

6 Ayuda
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Figura 12-13: Tabla de estadísticas

Elemento Etiqueta

1 Parámetros

2 Unidades métricas de estadísticas

• Concentración

• Área

• Altura

• Área de analito/Área de IS

• Altura de analito/Altura de IS

3 Nombre del analito

4 Tipo de muestra

• Estándar

• QC

5 Diseño

6 Concentración. Como filas

• Grupo por conjunto

7 Conc. Como columnas

• Mostrar por lote

8 Mostrar el conjunto de datos

9 Mostrar los valores bajos/altos

10 Concentración esperada

11 Nombre de la muestra

12 Número de valores utilizados
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Elemento Etiqueta

13 Bajo

14 Alto

15 Promedio

16 Desviación estándar

17 %CV

18 Exactitud

19 Punto de datos
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Software Reporter 13
Figura 13-1: Analyst Reporter

Elemento Etiqueta

1 File (Archivo)

2 Configuración

3 Ayuda

4 Idioma de salida actual

5 Biblioteca espectral actual

6 Plantillas disponibles

Software Reporter
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Elemento Etiqueta

7 Formato de salida

• Word

• Pdf

• Html

• Excel

• Texto

8 Imprimir de forma automática

9 Crear informe

10 Cerrar

Figura 13-2: Menú de ajustes

Elemento Etiqueta

1 Configuración

• Seleccionar idioma de salida

• Seleccionar biblioteca

• Seleccionar carpeta de plantilla

Software Reporter
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